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DUET - Memory - Test - Programm

Das Duet-Memory-Test-Programm ist in einem EPROM 2708
enthalten. Dieses EPROM (Adresse FC@P@P) wird auf eine
Karte 1601 gesteckt (IC 10). Andere EPROMS werden nicht
bendtigt.

Mit dieser Testkarte k&nnen die Tests durchgefihrt werden.
Dazu missen das DUET eingeschaltet und der Schliissel-
schalter RECORD LOCK auf 1 geschaltet werden. Mit der

Testkarte kann das DUET nur die Tests durchfiihren.

Meva loek = 1 ]
Plodineay b, M\)f'}&""+

A Memory-Test

Je nach Bestlickung k&nnen die Speicherkarten 1602 getestet
werden. Das Memory liegt in der Adress Area von 16 ... 39 K
(4000 ... 9FFF).

Bei voller Bestiickung (3 x 8k Memory fitted) wird der Test

folgendermaBen durchgefiihrt:

Auf dem Keyboard wird die Speicherstartadresse 16 (A 499Q)
und anschlieBend die Speicherendadresse 40 (A 9FFF) einge-
tippt. Danach wird die 6 fiir 6 Bit Speichergenauigkeit

eingegeben. Durch Betdtigen der O wird der Speichertest

initialisiert. Liegt kein Fehler auf den Karten vor, wird
der Test laufend abgearbeitet. Dies ist im Anzeigefeld fiir
den Uberblendstand zu kontrollieren. Hier erscheinen nach-

einander die Ziffern 1 ... 6 (1 x pro Testdurchlauf).



Bei geringerer Speicherkartenbestiickung muB eine ent-

sprechend andere Speicherendadresse eingegeben werden.

Bei einer Speicherkarte ist dies die 24 (Q S5FFF),

bei zwei Speicherkarten ist dies die 32 (A 7FFF).

Ein Fehler wird gemeldet durch das Aufleuchten der
@ -Taste, auBerdem stoppt die Zdhlung 1...6 im Anzeige-
feld fiir den Uberblendvorgang.

Die Fehlerursache kann folgendermaBen ermittelt werden:

Nach Betdtigen der Taste O wird im Anzeigefeld fiir
Channel/Memory das defekte Bit angezeigt. Die Anzeigen,
die nach Betdtigen der Tasten 1, 2 und 3 erscheinen,

geben die Adresse der Fehlerursache an:

Taste 1 fiir n  x 163,
Taste 2 fir n x 162 und
Taste 3 fiir n x 16*.

P

Beispiel: Auf Speicherkarte (1602) II ist IC 15 defekt.

Nach der Fehlermeldung ('@ '-Taste und Anzeigefeld des

Uberblendstandes) erhalten wir folgende Informationen:

Taste O — 4
Taste 1 — 6
Taste 2 —b~ 0
Taste 3 — 0

Daraus ergibt sich fiir den Fehler:
Bit 4

bei Adresse

6 x 16° = 24 576
+ 0 x 162 = + @)
+ O

16" = + 0



)

Daraus resultiert: Bit 4 ist bei der Adresse 24 576 defekt.

Adresse 24 576 liegt im Bereich der zweiten Speicherkarte

(24 ... 32).

Auf der Karte ist die Adresse 24 576 im unteren Bereich von

O ... 8 K.

Die Angaben O ... 8 K und Bit O ... 7 sind auf der Karte
aufgedruckt.

Mit diesen Angaben 18Bt sich IC 15 als fehlerhaft ermitteln.

B Betriebsspeicher-Test

Weiterhin lassen sich mit dem DUET-Memory-Test-Programm die
RAMs filir die MPU iiberpriifen.

Dazu wird liber das Channel/Memory-Keyboard die Anfangs-
adresse 00 (A 99PP) und die Endadresse 02 (A @7FF) fiir
diesen AdreBbereich eingegeben. AnschlieBend wird die 8
fir 8 Bit Datenbreite angewdhlt.

Mit der anschlieBenden Eingabe der O wird der Test
initialisiert.

Liegt kein Fehler in diesem Bereich vor, wird der Test
laufend abgearbeitet. Im Anzeigefeld fiir den Uberblend-
stand erscheinen nacheinander die Ziffern 1 ... 6 (1 x pro
Testdurchlauf) .

Wird ein Fehler erkannt, stoppt die Anzeige im Anzeigefeld
und die '@ '-Taste leuchtet auf.

Bei beiden Tests leuchten wdhrend der Eingabe der Befehle
Uiber das Keyboard verschiedene Mimics auf. Dies dient zur

Funktionskontrolle der Mimics.

Wetlyrny — Loita
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Table 2

Address allocation

:}c:: Y CZéLVF‘ "Z¥14aﬂsz <3—:§L4(1Ff—

Page 6

Address Address Function
Area (K) count
(Bexadecimal)
64
l EOO00 - FFFF Program
56 : T
55 -
l A000 — DFFF Spare
40 -
39
! 4000 — 9FFF Memory
16 - : )
15,14 2800 — 3FFF Spare
13,12 3000 - 37FF VDU interface
1
l 2000 - 2FFF Spare
8
7,6 1800 — 1FFF Serial link interface
5,4 1000 - 17FF Spare
3 0CO0 - OFFF Contacts / Mimics
2 0800 — OBFF Yade processing
1,0 0000 - OTFF RAM for general MPU use




DUET/111 ; PAGE 5.2/11
TABLE 1 fRoGRu-mING SWITCH
1 2 3 4 5 6 &PUSH FC
SW2
| - OPEN o—PﬁSH FC
NOT USED e——l ' J, l l NO OF CHAIR
0 = THRU  ¢- o 0 <o 10
,1=smL:E*VE:L e——ﬁ_ _‘o.- 0O o0 12
' | 1" 0o 0 20
0 =HIGHEST-TAKES- ¢ | 1 0o o 24
. .PRECEDENCT "4" _
- o 1 o 30
| o 1 o0 36
1 = LATEST-TATES- e 11 40
© PRECEDENCE "+ & L
: 1 1 o0 48
0 0 1 50
| o 0 1 60
o 1 1 70 -
' 0 1 72
11 1 80
0 1 1 84
o 0 o 90
111 96
1 0 o0 100
o 0 o0 108
o 1 o0 110
1 1 0 120
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House Note
To: Your ref:
Our ret:
From: W. Zander ) Date: 24.03.1983 br

Anderung des DUET-Motherboard, Ref. 1600

Im Mai '82 wurde uns und Terry Twyford mitgeteilt, daB DUET-
Motherboard-Karten (Ref. 1600) Mdngel aufweisen.
Dies betrifft alle Karten bis Issue 8.

J 1. Probleme mit dem Takt an IC 74/11, die zu Stdrungen des
Takts an der MPU fihren.
Abhilfe:

IC 78/10 isolieren,

IC 78/10 mit IC 74/1 verbinden,
Ic 77/4 mit IC 78/3 verbinden,
Ic 77/5 mit IC 79/8 verbinden,
Ic 77/6 mit IC 79/10 wverbinden,
IcC 79/8 mit IC 74/12 verbinden,

C 84 auf 120 pF &ndern,
R 179 und R 183 auf 22 Ohm andern,
) R 178 und R 182 auf 47 Ohm &andern.

2. Verbesserung der TTL-Pegel um die CMOS-ICs zu takten:
1 Widerstand 1 k-Ohm von +5V zu
Ic 38/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist hinzuzufigen.

3 IC 19 ist falsch bestickt:

Statt SN 7404 ist fir IC 19 SN 7405 einzusetzen.
4. Ein 0.K.-IC treibt einen TTL-Input.

1 Widerstand 1 k-Ohm von +5V ist an 1C 5518 anzuschlieBen
(R 237) .

W. Zander



INPUT SIGNALS
The figures below show the recommended signal waveforms a
HORIZONTAL SYNC PERIOD

nd their timing (with 75-ohm terminal).

l >
Q
Back Front | | -
porch porch ™
Horizontal |: | 8.1uS Data disg)lall/speriod q6us|:| @
sync signal r:— == 46.0 ————r———
4.6uS - N

Horizontal period 63.3uS (15.80kHz)

VERTICAL SYNC PERIOD “ “ “ “
Vertical ——j

' o/, + RO
sync signal Period up to Data display Period up to ® Set the sync signal to 30_4’ 5%
4H (0. 25?3m5) video start period —» veritcal sync L of the input signal’s amplitude.
20H (1.27mS) ' 288H (18.23mS) "7 laH (0.253mS)

—_—

Vertical period 316H (20.0mS, 50Hz)

HOW TO PROVIDE THE COMPOSITE VIDEO SIGNAL

Set the sync

less than 10%.

(overshoot and under-shoot) to

signal distortion w

When the output signal from the signal generator is video sync separated, convert it into a composite

sync signal using the circuitry in the figure below.

Horizontal sync signal

(positive polarity) ROl 150

1/6 SNT7406
Vertical sync signal
(positive polarity)

(e}

Video signal
(positive polarity)
O

1/6 SNT406 1/6 SN7406

Coupling
capacitor

ROB 68  COL 100p

€02 0.0lp

RO7 100

+8 5V

Composite video signal
(sync negative polarity)



